東海大學共同貴重儀器中心
貴儀中心各式儀器使用收費管理辦法：http://thtech.thu.edu.tw/?lnk=files_detail&lid=1
	項次
	儀器名稱
	基本功能
	收費標準
	聯絡人

	1
	奈米粒度及Zata電位分析儀(DelsaNano)
	· 可測量粒徑範圍最大，由0.6 nm到7μm

· 可測量高濃度樣品界面電位的PCS分析儀

· 可測固態樣品表面及薄膜的界面電位，可用於生醫材料生物相容性評估、LB膜、晶圓表面改質等應用

· 多角度分析
	· 校內單位：300元/件
· 校外學術單位：500元/件
· 營利事業單位：600元/件
	儀器負責人：劉雨庭 老師   
(TEL：04-23590121 ext. 33634 )

liu@thu.edu.tw
共同貴重儀器中心連絡人: 李春美 (TEL：04-23590121 ext. 30045轉13 )
limei@thu.edu.tw

	2
	氣相層析質譜儀、
揮發性氣體前濃縮器(GC/MASS+ Entech7100A)
	· 氣體樣品經由採氣袋或不銹鋼採氣桶採樣後可經由揮發性氣體處理器濃縮直接進入GC-MSD微量分析。

· 氣相層析質譜儀將樣品經由氣相層析分離後之成份，進入質譜儀加以鑑定之儀器，特別適用於具揮發性且對熱安定性化合物或混合物之分離與鑑定。
	GC-MS
· 校內單位：600 /件

· 校外單位：1,000 /件

· 營利事業單位：1,800 /件

7100A
· 校外單位：8,000/件

· 營利事業單位：10,000/件
	儀器負責人：鄧宗禹老師
(TEL：04-23590121  ext.30045~12)

wden@thu.edu.tw
共同貴重儀器中心連絡人: 李春美 (TEL：04-23590121 ext. 30045轉13 )
limei@thu.edu.tw

	3
	太陽光模擬器&單光儀設備(J-V & IPCE for solar cells)
	New port 94023A (AAA 150 W) & New port 6255為美商電子公司(New port Co. Ltd)所開發之太陽光源模擬器及單光儀，配備高性能 Xenon,short arc lamp光源，提供高穩定度的100mW/cm2 (1 Sun) ±20% Adjustable太陽光模擬光源，適合各種太陽能光電池的試片量測分析。New port 94023A (AAA 150 W) & New port 6255的標準功能包括J-V curve量測、及Incident Photon-Electron Conversion Efficiency (IPCE) 量測分析。
a. J-V curve Measurement
b. QE/IPCE Measurement (DC Mode)

c. Transmittance/Absorbance Measurement

d. Spectroscopy Measurement 

f. Monochromator Light Scan
	開機費
· 校內單位：1,000元/單元
· 校外學術單位：2,000元/單元
· 營利事業單位：3,000元/單元
J-V or IPCE操作費
· 校內單位：500元/時
· 校外學術單位：800元/時
· 營利事業單位：1,000元/時
Pt electrode
· 校內單位： 200元/組
· 校外學術單位：200元/組
· 營利事業單位：200元/組
	儀器負責人：張源杰老師  

(TEL：04-23590248 ext. 305 )

jaychang@thu.edu.tw
共同貴重儀器中心連絡人: 李春美 (TEL：04-23590121 ext. 30045轉13 )
limei@thu.edu.tw

	4
	液相層析串聯式質譜儀
(UPLC/Q-TOF/MS)
	LC/MS/MS是將液相層析儀(LC)和質譜儀(MS)串聯使用，儀器原理為利用LC將樣品內的成分層析後注入質譜儀進行質譜分析，LC/MS/MS具有分析分子結構的能力。全圖譜掃描（Full-Scan），可進行全質量範圍掃描，提供成分分子量訊息。串聯質譜分析（MS/MS）可選擇特定離子並加以斷裂，以得到該離子之子代離子圖譜，可提供樣品之結構資訊。

· 定性功能：環境樣品預測、藥物不純物預測、合成物分子式預估、蛋白質身分鑑定

· 定量功能（需提供標準品）：多重反應監測掃描模式（MRM）
	時段              
費用
東海
大學
學術
單位
非學術單位
上午時段
08:00-10:00
300元／開機費

200元／樣品

400元／開機費

300元／樣品

1000元／開機費

500元／樣品

上午時段
10:00-12:00
300元／開機費

200元／樣品

400元／開機費

300元／樣品

1000元／開機費

500元／樣品

下午時段
14:00-16:00
300元／開機費

200元／樣品

400元／開機費

300元／樣品

1000元／開機費

500元／樣品

下午時段
18:00-20:00
300元／開機費

200元／樣品

400元／開機費

300元／樣品

1000元／開機費

500元／樣品


	儀器負責人：張瓊芬老師  

(TEL：04-23590121 ext.33622)

cfchang@thu.edu.tw
儀器操作員：王瀞儀／陳玉旻 

(TEL：04-23590121 ext. 33620／33621)

chingyi1207@thu.edu.tw／s983026@thu.edu.tw
共同貴重儀器中心連絡人：李春美 (TEL：04-23590121 ext. 30045轉13 )
limei@thu.edu.tw

	5
	基質輔助雷射脫附游離飛行時間質譜儀
	基質輔助雷射脫附游離飛行時間質譜儀可以鑑定化合物的分子量及結構，特別是生化分子。本套基質輔助雷射脫附游離飛行時間質譜儀目前主要用於測定下列生化分子:

1.protein(MW < 130000)

2.peptide (MW>1000)

3.DNA
	儀器使用費
· 校內單位：700元/時

· 校外學術單位：1,500元/時

· 營利事業單位：2,000元/時
分子量結構
· 校內單位：300元/件

· 校外學術單位：800元/件

· 營利事業單位：1,000元/件
	儀器負責人：劉建忠老師   

(TEL：04-23590121 ext. 32200#216)

ccliou@thu.edu.tw
共同貴重儀器中心連絡人: 李春美 (TEL：04-23590121 ext. 30045轉13 )
limei@thu.edu.tw

	6
	先進X-Ray樣品結構與成分分析系統(Advance X-Ray system for analysis of structure and composition)
	Ｘ光繞射儀可以鑑定各種物質(藥物、材料、礦物等)在結晶樣品中的形狀，結構，晶面的距離及其他相關的結構參數，是化學、材料、醫藥等各方面均需使用之儀器。本套Ｘ光繞射儀的主要功能如下:

1.結構鑑定

2.薄膜厚度量測(< 1μm)

3.材料晶粒粒徑大小測量

4. Rocking curve

5.表面粗糙度分析 

6. In-plane 量測功能
	設備運轉費
· 學術單位：600元/ 30分鐘

· 營利事業單位：700元/ 30分鐘
結構鑑定((-2()繞射(樣品上機費)
· 學術單位：300元/ 件

· 營利事業單位：600/件

薄膜厚度量測(樣品上機費)
· 學術單位：300元/件

· 營利事業單位：500元/件

Rocking curve(樣品上機費)
· 學術單位：400 /件

· 營利事業單位：500元/件
	儀器負責人：王昌仁老師   

(TEL：04-23590121 ext. 32144 )

wangcr@thu.edu.tw
共同貴重儀器中心連絡人: 李春美 (TEL：04-23590121 ext. 30045轉13 )
limei@thu.edu.tw

	7
	全自動數位穿透式電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope

(HITACHI HT7700)
	HT7700為日本HITACHI公司所開發新款穿透式電子顯微鏡，全自動操作介面，針對生物性樣本做超微結構觀察，同時亦適用材料樣本檢視，主要特色如下:

●無觀察室及雙目顯微鏡設計，在室內光線下即可以CCD同步觀察.
●CCD數位照相系統，無須沖片，節省耗材費用及加速實驗成果.
●全自動試片載台，移動速率與倍率連動，具紀憶及位置追蹤功能。

●Auto multiple frame function, 自動多幅影像照相及無縫接合。
	使用費(不負責樣品製備)
· 校內單位： 200元/時
· 校外學術單位：1,200元/時
營利事業單位：2,000元/時
	儀器負責人：趙偉廷老師   

(TEL：04-23590121 ext. 32447 )

wtchao@thu.edu.tw
共同貴重儀器中心連絡人: 李春美 (TEL：04-23590121 ext. 30045轉13 )
limei@thu.edu.tw

	8
	場發射掃描式電子顯微鏡(Field Emission Scanning Electron Microscope)
	試片之顯微結構觀察及照相：
一、二次電子影像（SEI）

二、背向散射電子影像（BEI）
	SEM
· 校內單位：600元/時
· 校外學術單位：800元/時
· 營利事業單位：1,200元/時
	儀器負責人：李國禎老師   
( TEL：04-23590121 ext.213 ) ktli@thu.edu.tw
儀器連絡人：林月華
 ( TEL：04-23590121 ext.121 ) lyhwa@thu.edu.tw
共同貴重儀器中心連絡人: 李春美 (TEL：04-23590121 ext. 30045轉13 )
limei@thu.edu.tw

	9
	奈米物性量測工作平台(Workstation for Nano Physical Properties)
	共焦拉曼、螢光、雷射量測
掃描探針顯微系統含接觸模式(contact mode)、輕敲模式(tapping mode)、非接觸模式(noncontact mode)、true noncontact mode、摩擦力模式

電流成像(CAFM)

磁力成像(MFM)、電力成像(EFM)、功函數成像(KFM)
電容成像(SCM)

探針微影(nanolithography)

穿隧電流(STM): atomic resolution

掃描探針能譜(STS)
	使用費
· 校內單位：300元/時
· 校外學術單位：600元/時
· 營利事業單位：900元/時
探針費
依實際使用收費(可自備探針)
	儀器負責人：簡世森老師 
(TEL：04-23590121 ext.32142)

fsschien@thu.edu.tw
技術人員: 蔡正緯先生 
(TEL : 04-23590121 ext.32148)
01210015@thu.edu.tw
共同貴重儀器中心連絡人: 李春美 (TEL：04-23590121 ext. 30045轉13 )
limei@thu.edu.tw

	10
	氣相層析質譜儀 (GC/MASS)
	氣相層析質譜儀將樣品經由氣相層析分離後之成份，進入質譜儀加以鑑定之儀器，特別適用於具揮發性且對熱安定性化合物或混合物之分離與鑑定。

	GC-MS
· 校內單位：600元/件
· 校外學術單位：1,000元/件
· 營利事業單位：1,800元/件
	儀器負責人：鄧宗禹老師
(TEL：04-23590121  ext.30045~12)

wden@thu.edu.tw
共同貴重儀器中心連絡人: 李春美 (TEL：04-23590121 ext. 30045轉13 )
limei@thu.edu.tw

	11
	熱場發射掃描電子顯微鏡(Field Emission Scanning Electron Microscope)
	二次電子影像（SEI）：高倍率放大觀察元件、薄膜等微細結構或剖面結構。 

背向散射電子影像(BEI)：元素對比影像觀察。
	基本操作費(每三小時為一單元)
· 校內單位：1,500元/單元
· 校外學術單位：2,500元/單元
· 營利事業單位：5,000元/單元
樣品表面鍍膜
· 校內單位：150元/樣品
· 校外學術單位：300元/樣品
· 營利事業單位：300元/樣品
	儀器負責人：楊安邦老師  
 (TEL：04-23590121 ext. 32140)

abyang@thu.edu.tw
共同貴重儀器中心連絡人: 李春美 (TEL：04-23590121 ext. 30045轉13 )
limei@thu.edu.tw

	12
	超導核磁共振儀(NMR(Nuclear)
	分子结購的测定、動力學核磁研究、化學位移成像、其它核的成像
	· 校內單位：
委託測定：H 60元/件，C  50元/半小時

自行測定：100/小時
· 校外學術單位、營利事業單位：
委託測定：H 400元/件，C 400元/半小時

自行測定：無
	儀器負責老師: 林振東老師 
(TEL：04-23590121 ext. 3222~401 )
ctlin@thu.edu.tw
共同貴重儀器中心連絡人: 李春美 (TEL：04-23590121 ext. 30045轉13 )
limei@thu.edu.tw

	13
	高解析穿透式電子顯微鏡(High Resolution Transmission Electron Microscope)
	JEM-2100為日本電子公司(JEOL Co. Ltd)所開發之穿透式電子顯微鏡，配備高性能 LaB6電子源，提供高亮度高空間解析度的電子束，適合多樣化的試片分析。JEM-2100的標準功能包括穿透影像觀察、電子繞射做晶體結構分析 (可做SAD及NBD)及EDS成分分析。
●TEM mode：影像觀察,解析度可達0.19nm(UHR),倍率可達百萬倍以上,並可利用OBJ aperture 觀察明場像(Bright field image, 一般觀察)或暗場像(dark field mage, 某特定繞射晶面或缺陷觀察)。

●SAD mode：選區繞射利用選區 aperture 做 um 級的繞射，鑑定晶體結構。
●NBD mode：微區繞射 (nano beam diffraction) 利用微細電子束作 nm 級的繞射， 鑑定微區晶體結構。

●EDS mode：將Electron beam 縮成點狀作微區成分分析。
	開機費
· 校內單位：500元/單元
· 校外學術單位：1,000元/單元
· 營利事業單位：2,000元/單元
使用費
· 校內單位：200元/時
· 校外學術單位：650元/時
· 營利事業單位：1,200元/時
EDS操作費
· 校內單位：200元/點
· 校外學術單位：200元/點
· 營利事業單位：200元/點
底片
· 校內單位：100元/張
· 校外學術單位：100元/張
· 營利事業單位：100元/張
	儀器負責人：蕭錫鍊老師 
 (TEL：04-23590121 ext. 2406 )

Hlhsiao@thu.edu.tw
共同貴重儀器中心連絡人: 李春美 (TEL：04-23590121 ext. 30045轉13 )
limei@thu.edu.tw


